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Apendice 
 
 

      

área do CP = 19,825 mm2   
&5�

E = 72203 MPa   

tens.eng. def.total def.plást. 
������� ���
	��

   

MPa        
275 0,03500 0,031191 0,0307    
300 0,01050 0,006345 0,0063    
325 0,02050 0,015999 0,0159    
350 0,03650 0,031653 0,0312    
400 0,11700 0,111460 0,1057    

       � ��
 H � ���
��� ���
	�� � ��
 V � ��
 Vcalc    
     

-1,513 284 2,45 2,54  
-2,199 302 2,48 2,46 

k =541,4 
 

-1,799 330 2,52 2,51  
-1,506 361 2,56 2,54 

n =0,1264 
 

-0,976 445 2,65 2,61 r2 =0,743  
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área do CP = 19,825 mm2  
�������

E = 72203 MPa  

tens.eng. def.total def.plást. 
������� ���
	��

  

MPa       
200 0,00913 0,006360 0,0063   
225 0,01700 0,013884 0,0138   
250 0,02430 0,020838 0,0206   
275 0,03860 0,034791 0,0342   
300 0,05700 0,052845 0,0515   

      � ��
 H � ���
��� ���
	�� � ��
 V � ��
 Vcalc   
    

-2,198 201 2,30 2,30 
-1,860 228 2,36 2,37 

k = 594,5 

-1,686 255 2,41 2,41 
-1,466 285 2,45 2,46 

n = 0,2175 

-1,288 316 2,50 2,49 r2 = 0,995 
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área do CP = 19,825 mm2   
�������

E = 72203 MPa   

tens.eng. def.total def.plást. 
������� ���
	��

   

MPa        
200 0,01090 0,008130 0,0081    
225 0,01727 0,014154 0,0141    
250 0,02630 0,022838 0,0226    
275 0,40000 0,396191 0,3337    
300 0,07360 0,069445 0,0671    

       � ��
 H � ���
��� ���
	�� � ��
 V � ��
 Vcalc    
     

-2,092 202 2,30 2,32  
-1,852 228 2,36 2,36 

k =483,5 
 

-1,646 256 2,41 2,40  
-0,477 384 2,58 2,60 

n =0,1742 
 

-1,173 321 2,51 2,48 r2 =0,987  
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área do CP = 19,825 mm2   
��������

E = 72203 MPa   

tens.eng. def.total def.plást. 
������� ���
	��

   

MPa        
200 0,00820 0,005430 0,0054    
225 0,01240 0,009284 0,0092    
250 0,02130 0,017838 0,0177    
275 0,04900 0,045191 0,0442    
300 0,08650 0,082345 0,0791    

       � ��
 H � ���
��� ���
	�� � ��
 V � ��
 Vcalc    
     

-2,266 201 2,30 2,31  
-2,034 227 2,36 2,35 

k = 499,0 
 

-1,753 254 2,41 2,40  
-1,355 287 2,46 2,47 

n = 0,1710 
 

-1,102 325 2,51 2,51 r2 = 0,996  
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